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MISURA Posizione Intensita Dimensioni
(Trasv & Long)

. Transfer Lines BPM (striplines) ICT (trasformatore) Fluorescent Screens

«Singolo passaggio «Singolo passaggio *singolo passaggio
edistruttiva

Damping Ring BPM capacitivi: DCCT: Radiazione di Sincrotrone
Fascio accumulato

(AccumUIatore) Singolo passaggio BPM capacitivi: BPM (length)

Fascio accumulato Singolo passaggio

Main Rings BPM capacitivi: DCCT: Radiazione di Sincrotrone
Fascio accumulato
Singolo passaggio (4) BPM capacitivi: BPM (length)
Fascio accumulato Singolo passaggio
Singolo bunch




TRANSFER LINES: MISURA CARICA

eZone inj/ext

spassaggio e+ / e- (auto)
*Misura in nC -Range 16nC
*Delay acquisizione

I 1 = =

Calibrazioni
lacc [MA] -> Q [nC] *9.2
eIvr [MA] -> Q[nC]* 3.07
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Transfer lines: misure di carica

Transformer

ICT Current transformer

Ceramic gap =] —
Wall current bypass

secondary,
n windings

“primary” = beam, I,

Fig. 1 Principle of the BT.

test beam
primary 1  pulse L_ bunch
secondary ,
rise time droop time

T, ~vVLCe Ta~L/R




ICT vs Capacitive electrode

tors inductance L simplified equivalent circut
-
beam T ) R , ~ \
NSNS RN :‘\‘;E\-y I—source (— L¢ (i_ R U(t)
ANSSNSNSSS wire = F} g
- sec 0{1 dary represeats ¢
WINAIES - s
= Ibean{\”

beam = primary winding — ground

Figure 2.4: Scheme of a current transformer built as a ring-core (torus) around the beam (left)
and the simplified equivalent circuit (right).
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Figure 3. Capacitive beam current monitor.
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CORRENTE FASCIO ACCUMULATO: Damping Ring e Main Rings

una corrente modulata a frequenze dell'ordine
e : i p dei 100Hz viene imposta negli avvolgimenti
SRR dei due nuclei ferromagnetici in modo che

— - vengano eccitati in saturazione in direzione
modulalor :_ opposta .
ki Lt rf_ In queste condizioni gli altri avvolgimenti
vy -y / T forniscono un segnale somma Vs=0
4 beam Al passaggio del fascio la situazione viene
3 4 L /b sbilanciata, la tensione Vs (ad una armonica
della frequenza imposta dal modulatore) viene
il o Ale convertita dal demodulatore in una corrente DC
Vs compensaling che verra imposta ad un terzo avvolgimento
current fino a compensare il segnale indotto.dal'fascio.
demodulator La corrente Ic necessaria a ristabilire
‘ measurement I'equilibrio sara una misura della/corrente del
B [ controlled fascio.

. —RESISTOR

— DCCT
EfRF SHELD
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lensi

L

Figure 17: Schematic cut-view of the beam current
monitors.




Esempi di misure di carica da segnali BPMs
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Misure di Posizione: pickup

Confronto : Stripline vs button

*Funzionamento
«Segnale di uscita
*Dimensioni
*Ampiezza segnale
Linearita
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?' 5<~—u,~i~—>? 7 *Risposta Frequenza
) =10 ' ;
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Elettronica Log Amp igital Receiver

Misure Singolo passaggio

(solo estrazione)

Orbita (100K giri)
Singolo passaggio

Risoluzione tipica  100um <10um (stored)

<50um (turn by turn)

Dinamica >100pC >10mA

Rate 2Hz (extraction) 10Hz

Range +20mm R/2
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Esempio di misura di posizione trasversa singolo giro nell’anello e-
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I Misura di posizione trasversa singo
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Esempio di misura di posizione trasversa singolo giro nell’anello e-
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MAIN RINGS: dimensioni fascio

I1249x1022 0,402 Signed 16-bit image 0 (0,0)

sImmagine diretta della luce di sincrotrone da fascio accumulato
*Dimensione media nel tempo di integrazione CCD
*Risoluzione tipica min~60um

«Tempo di acquisizione max 20Hz



MAIN RINGS: dimensioni fascio
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MAIN RINGS: dimensioni fascio
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MAIN RINGS: dimensioni fascio
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Gated Beam Size Measurements

When a photon of the image strikes the photocathode, a
photoelectron is emitted, which is then drawn towards the MCP
by an electric field. The MCP is a thin disc (about 1mm thick)
which is a honeycomb of glass channels typically 6-10 um, each
with a resistive coating. A high potential is applied across the
MCP, enabling the photoelectron to accelerate down one of the
channels in the disc. When the photoelectron has sufficient
energy, it dislodges secondary electrons from the channel walls.
These electrons in turn undergo acceleration which results in a
cloud of electrons exiting the MCP. Gains in excess of 10,000
can readily be achieved. The degree of electron multiplication
depends on the gain voltage applied across the MCP which can
be controlled in the camera.

The Image Intensifier can be operated.as a very fast optical
switch, capturing an optical signal ns.
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N RINGS
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